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ne peuvent pas étre supprimés par des déplacements atomiques

Dimension 0 Diffusion diffuse
e Lacune ; .
« Interstitiel O Diffusion de Huang

| Observés aux grands angles |
Dimension 1 e : :
. Dislocations B Diffusion diffuse blgn connue
« Désinclinaisons '_1 Effets en cohérence
Dimension 2 O0O0OOO Surface: tige de troncature
- Surface | OOO0OO0 (aussi en diffraction cohérente)
» Fautes d’empilement 00000 Fautes d’émpilement: tiges

OO000O0

Dimension 3 Takahashi et al.

pracior
récipités Appl. Phys. Lett 90, 184105 (2007)
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Dislocation partielle Boucle prismatique

avec faute d’empilement

Préparation échantillon:
Croissance sous O,
Recuit 35h sous O,

Concentration défauts: 1018 cm3

Cohérence
- Champ lointain -

Topographie
- Champ proche -
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Coherent Diffraction Imaging (CDI): algorithme de reconstruction de la phase
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- Contrainte spatiale:
support fini (objets

plus petits que le

BUT: Retrouver r (r) et
f(r) (i.e.q.u(r))

faisceau)

TFL

- On garde f(q)

TF

- Si différents, on
remplace

A(q) par [I(q)] 2
- Sinon : FIN
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